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Uktad do pomiaru masy przesuwajacego si¢ materiatu,zwtaszcza warstw grubszych

‘ Przedmiotem wynalazku jest uktad do pomiaru masy przesuwajacego si@ materiatu metodq rozproszeniowa
~ przy pomocy przenikliwego promieniowania. Uktad ten moze znale¢ zastosowanie do pomiaru masy,zwtaszcza
grubszych warstw materiatow sypkich, ziarnistych i tym podobnych, ktére przesuwajq sie na tasmociagu. ’

Znane sai uktady do pomiaru masy przesuwajacego si¢ materiatu z zastosowaniem uktadéw mechanicz-
nych, tensometrycznych i innych,w ktérych pomiar masy odbywa sig metodg stykowa. Uktady te nie mogq
pracowaé prawidtowo w trudnych warunkach Srodowiskowych, przy duzym zapyleniu i wilgotnosci. Znane
uktady bezstykowe wykorzystujgce absorpcje promieniowania sg niedogodne do stosowania, poniewaz przy ich
stosowaniu najwiekszy sygnat ijednoczesnie najwigkszy btad bezwzgledny wystepuje przy matej ilosci
wazonego materiatu, co jest zwigzane zduzym biedem wzglednym. Stosowane obecnie uktady bezstykowe
wykorzystujace promieniowanie rozproszone posiadaja jedno zrédto promieniowania i jeden detektor promienio-
wania. Uktad ten ma zastosowanie ograniczone do cienkich warstw materiatu, poniewa przy wzroscie grubosci
warstwy natgzenie promieniowania rozproszonego rosnie proporcjonainie do masy tylko przy matej grubosci
warstwy, aprzy grubosciach wigkszych, materiat lezacy dalej od Zrédta promieniowania znajduje sie¢ w polu
promieniowania o mniejszym natezeniu i daje sygnat zbyt maty, nieproporcjonalny do masy.

Celem wynalazku jest opracowanie takiego uktadu, ktéry wykorzystujac promieniowanie rozproszone
w materiale mierzonym umozliwitby pomiar masy warstw o wiekszej grubosci.

Istotq uktadu wedtug wynalazku jest to, ze oprécz znanych Zrédet promieniowania, detektora i przeston
niedopuszczajacych do detektora promieniowania nierozproszonego posiada on co najmniej jeden dodatkowy
detektor lezacy powyzej lub ponizej detektora gtéwnego, w ktérym podawana jest detekcji czes$¢é promieniowa-
nia rozproszonego w mierzonym materiale, przy czym obszary materiatu rozpraszajagce promieniowanie w kierun-
ku detektora gtdwnego i w kierunku detektora pomocniczego nie pokrywajq sie.

Uktad przedstawiony na rysunku posiada cze$é znang sktadajacq sie ze 2rédta 4 w pojemniku 5,
z detektora gtéwnego 3 rejestrujacego promieniowanie rozproszone w materiale 6 i przestony 2 niedopuszczajg-
cej do detektora 3 promieniowania rozproszonego oraz wediug wynalazku co najmniej jeden detektor
promieniowania 1 lezacy poza przestong 2 niedopuszczajac do detektora 1 promieniowania nierozproszonego,
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_ w ktoérym poddane jest detekcji promieniowanie rozproszone w warstwie materiatu bardziej odlegtej od 2r6dta
4, Dodatkowy detektor 1, ktéry moze by¢ taki sam jak detektor gtéwny np. licznik Geigera Millera daje przy
grubej warstwie materiatu dodatkowy sygnat, ktéry odpowiednio dodany do sygnatu detektora gtéwnego 3
pozwala na pomiar réwniez przy grubszych warstwach materiatu przy odpowiednim wyskalowaniu miernika
zamieniajacym ilo$¢ impulséw z detektoréw na wskazanie masy przesuwajacego sie materiatu.

Zastrzezenie patentowe

Uk+tad do pomiaru masy przesuwajacego sie¢ materiatu zwtaszcza warstw grubszych metoda rozproszeniowa
przy pomocy przenikliwego promieniowania zawierajagcy 2Zrédfo promieniowania, detektor promieniowania
i przestone - potozong miedzy detektorem a Zrédtem,niedopuszczajaca do detektora promieniowania nierozpro-
szonego, znamienny,ty m, Ze posiada co najmniej jeden dodatkowy detektor (1) le2acy poza przestong
(2), powyzej lub ponizej detektora gtéwnego (3), rejestrujacy czes$¢ rozproszonego promieniowania, ktérego
sygnat jest odpowiednio dodany do sygnatu detektora gtéwnego (3).
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